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Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -
Part 4: Generic specification for MEMS

Dispositifs a semiconducteurs - Dispositifs microélectromécaniques -
Partie 4: Spécification générique pour les MEMS

Halbleiterbauelemente - Bauteile der Mikrosystemtechnik -
Teil 4: Fachgrundspezifikation fur Mikrosystemtechnik

Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy EN 62047-4:2010. Ma stejny status jako oficialni
verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62047-4:2010. It has the
same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma popisuje kmenovou specifikaci pro mikroelektromechanické systémy (MEMS). Tato
kmenova specifikace je zakladem pro specifikace uvedené v dalsich ¢astech tohoto souboru pro rézné
typy MEMS aplikaci, jako jsou senzory, RF MEMS, vyjma optickych MEMS, bio MEMS, mikro TAS

a vykonovych MEMS. Tato norma urcuje obecné postupy pro stanoveni kvality, které se pouzivaji

pro IECQ-CECC systémy a urcuji obecné principy pro uréeni a testovani elektrickych, optickych,
mechanickych vlastnosti a vlastnosti, které maji vliv na Zivotni prostredi.

Tato kmenova specifikace pomaha v pripraveé norem, které popisuji soucastky a systémy, které jsou
vyrobeny pro technologii mikroopracovani, zahrnuji, avsak nejsou limitovany charakteristikou
materiadlu, manipulaci, montazi a testovanim, fizenim vyroby a méficimi metodami. MEMS, které jsou
uvedeny v této normé jsou v podstaté vyrobeny z polovodi¢d. AvSak ustanoveni, kterd jsou uvedena
v této normé&, mohou byt také pouZzita pro MEMS, které pouzivaji jiné materidly nez polovodice,
napfiklad polymery, sklo, kovy a keramické materialy.

Narodni predmluva

Informace o citovanych normativnich dokumentech



IEC 60027 soubor zaveden v souboru CSN EN 60027 (33 0100) Pismenné zna¢ky pouzivané
v elektrotechnice

IEC 60068-2 soubor zaveden v souboru CSN EN 60068-2 (34 5791) Zkou3eni vliv( prostiedi - Cast 2:
Zkousky

IEC 60617 databdze nezavedena. Databaze dostupna na www.iec.ch.
IEC 60747-1:2006 nezavedena

IEC 60749 soubor zaveden v souboru CSN EN 60749 (35 8799) Polovodi¢ové sou¢astky - Mechanické
a klimatické zkousSky

IEC 61193-2 zavedena v CSN EN 61193-2 (35 9043) Systémy hodnoceni jakosti - C4st 2: Volba
a pouziti prejimacich pland pro kontrolu elektronickych soucastek a pouzder

IEC 62047-1 zavedena v CSN EN 62047-1 (35 8775) Polovoditové soucastky -
Mikroelektromechanické sou¢astky - Cést 1: Terminy a definice

[EC QC 001002-3:2005 nezavedena

ISO 1000 zavedena v CSN ISO 1000 (01 1301) Jednotky Sl a doporu&eni pro uzivani jejich nasobkd
a pro uzivani nékterych dalSich jednotek

ISO 2859-1 zavedena v CSN 1SO 2859-1 (01 0261) Statistické pfejimky srovnavanim - Cast 1:
Prejimaci plany AQL pro kontrolu kazdé davky v sérii

Souvisici CSN

CSN EN 60721-3-0:1994 (03 8900) Klasifikace podminek prostiedi. Cast 3: Klasifikace skupin
parametr( prostiedi a jejich stupiid pfisnosti. Uvod

CSN EN 60721-3-1:1998 (03 8900) Klasifikace podminek prostiedi - Cést 3: Klasifikace skupin
parametrd prostredi a jejich stupnl prisnosti - Oddil 1: Skladovani

Vypracovani normy

Zpracovatel: VUT FEKT Brno, IC 00216305

Technicka normalizacni komise: TNK 102 Soucastky a materialy pro elektroniku a elektrotechniku
Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuebnictvi: Ing. Jan Kfivka

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



